25

i RO Bolsa de trabajo de Personal Técnico Superior
CAMPUSA SGlker (Microscopia)
CAMPUS DE . )
Universidad  Euskal Herriko EXCELENCIA Convocada por resolucion de la Gerente de 1 de abril de
del Pais Vasco  Unibertsitatea INTERNACIONAL 2019.

Fecha de la prueba escrita: 20 de junio de 2019.

Segunda parte del ejercicio

Desarrolle una sola pregunta
90 minutos

Supuesto N2 1

Un usuario desea analizar en el microscopio electrénico de barrido (SEM) una muestra
masiva multifasica de composicidon desconocida. Desea obtener toda la informacién
posible sobre la composicidon, tanto elemental como cristalogréfica, de la misma.
Describa:

1.- Cémo realizaria la preparacion de la muestra para su observacién en el SEM.

2.- Qué técnicas analiticas y de observacién emplearia en un microscopio SEM para dar
respuesta al usuario. Describa brevemente las técnicas que enumere y explicite la
informaciéon que aportan.

3.- Describa como se realizaria la operativa del microscopio para cada una de las técnicas
que usted indique.

(Valoracion relativa aproximada de los distintos apartados del supuesto: 1: 20%; 2: 30%;
3: 50%)

Supuesto N2 2

Un usuario desea analizar en un microscopio electrénico de transmisién (TEM) una
muestra pulverulenta multifasica de composicién desconocida. Desea obtener toda la
informacion posible sobre la composicién, tanto elemental como cristalografica, de la

misma. Describa:
1.- Como realizaria la preparacion de la muestra para su observacién en el TEM.

2.- Qué técnicas analiticas y de observacion emplearia en un microscopio TEM para dar
respuesta al usuario. Describa muy brevemente las técnicas que enumere y explicite la

informacion que aportan.

3.- Describa como se realizaria la operativa del microscopio para cada una de las técnicas
que usted indique.

(Valoracidn relativa aproximada de los distintos apartados del supuesto: 1: 20%; 2: 30%;
3: 50%)
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Supuesto N2 3

Se encuentra manejando un microscopio electrénico de transmisién dotado de un
goniémetro con el que puede inclinar la muestra £452. Tiene localizado un monocristal
de unos 200 nm de tamafio, razonablemente separado del resto de la muestra y que
presenta zonas finas en los bordes. El usuario desea conocer su fase cristalografica de la
forma mas precisa posible, obteniendo toda la informacién que usted le pueda facilitar
sobre su espacio reciproco. Describa cdmo procederia y explique la informacién que
obtendria.



